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Cel zajeé:

Celem zaj¢ jest przekazanie niezthhej wiedzy teoretycznej umlowiajacej samodzielne
projektowanie i uytkowanie systemdéw pomiarowych sterowanych komputer zapoznanie
Z najczsciej stosowanymi w technice pomiarowej systemaneirfejsow, uktadami akwizycji
danych pomiarowych i technikami programowania eigpentéw pomiarowych.

Program zajeé:

Wykiad:

Systemy pomiarowe - podstawowe ¢mg i definicje, zastosowanie komputera klasy IBRI/P
w systemach pomiarowych, systemy interfejsow st@smvw systemach pomiarowych,
podstawowe bloki funkcjonalne wspoétczesnych systerpomiarowych, rozszerzgje karty
pomiarowe do komputeréw klasy IBM/PC, przyay pomiarowe do pracy w komputerowych
systemach pomiarowych IEC 625, pragy pomiarowe klasy Virtual Instruments, podstawy
programowania systemow pomiarowych, techniki prograej obstugi sprgu pomiarowego,
wykorzystanie systemu przerwvePC w systemie pomiarowym, zintegrowasredowiska
programistyczne do zastosapomiarowych.

Laboratorium:

Zastosowanie karty wielokanatowego przetwornika l@@vo-cyfrowego do pomiarow
parametréw amplitudowo-czasowych sygnatlébw @apivych, wykorzystanie karty
programowalnych  uktadéw licznikowych do  pomiaru graetréw  czasowo-
czestotliwosciowych  sygnatéw  impulsowych, programowanie  siecirzepwornikow
pomiarowych z magistral RS485 w graficznymsrodowisku LabView, programowanie
mikrokontrolera jednouktadowego do sterowania sgst® pomiarowym.
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